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新聞稿
Anritsu 安立知 VectorStar® VNA 系列的 O/E 校準模組

新推出雙波長量測功能
· 新功能選項使 MN4765B 系列能整合於 MS4640B VNA，在波長為 1310 nm 及 1550 nm 時執行高達 70 GHz 的精準光電量測  —
Anritsu 安立知為其MN4765B 系列 O/E 校準模組新推出兩種功能選項，旨在針對光電元件 (如調變器、光接收器及整合式光學收發模組) 的特性描述，創造高度精準、彈性且具有成本效益的解決方案。透過這些新套件，MN4765B 即可與 MS4640B VectorStar®向量網路分析儀 (VNA) 系列搭配，在波長為 1310 nm 及 1550 nm 時執行高達 70 GHz 的光電量測。
選項 71 使 MS4765B 可與 VectorStar VNA 搭配使用，在 1310 nm 範圍進行從 70 kHz 至 70 GHz 的光電量測，而選項 72 則可於 1310 nm 及 1550 nm 支援  70 kHz 至 70 GHz 的量測。這兩個套件均以 NIST 特性分析之光電二極體為主要標準，相較於其他替代方案，可實現更佳的 E/O 與 O/E 量測精確度。
MN4765B 模組與 MS4640B VNA 結合使用，為光電量測提供簡化的方法，是目前使用傳統 total-system 方式的經濟型替代方案。MN4765B 光學模組內含可將調變後的光訊號轉換為電訊號的 InGaAs 光電二極體，其具有高達 70 GHz 的優異頻寬響應，同時還配置可用於保持溫度及偏壓穩定性的其他電路元件。
透過新的波長選項，MN4765B O/E 校準模組可用於執行雙波長光電測量，以分析研發及製造過程中零組件的特性描述；其也非常適用正在研究雙波長時調變速率高達 70 GHz 的大學與研究實驗室。 
VectorStar VNA 可在單次掃描頻率為 70 kHz 至 20 GHz、40 GHz、50 GHz、 70 GHz、110 GHz、145 GHz，以至於1.1 THz之各種離散頻段的範圍內提供更精準的量測。與市面上其他 VNA 解決方案所不同的是，VectorStar 系列建立在一個穩定、現代化的平台，可輕鬆實現一系列的功能與性能升級。MS4640B VNA 系列提供優異的效能，可幫助元件建模工程師準確、可靠地分析描述其元件，使研發工程師再最大的動態範圍內研發其最先進的設計，也協助製造工程師實現最優異處理能力的同時不失精準度。
關於安立知

Anritsu 集團創建於 1895 年，目前是國際上最主要的量測儀器製造商之一。全球總部設於日本厚木市，研發單位及製造工廠位於日本、美國、英國及丹麥等，Anritsu 產品包括無線通訊測試、微波射頻元件測試、數據通信測試、光元件特性測試等，其測試系統在行動通訊領域，更具國際領先地位。Anritsu產品包括：頻譜分析儀、網路分析儀、訊號產生器、無線通訊綜合測試儀、通訊協定分析儀、藍牙測試儀、數據品質分析儀、光時域反射儀及各類手持式分析儀，產品跨及商用、民生、國防領域。Anritsu 還提供精密微波/RF元件、光學元件、通訊系統的高速電子元件。Anritsu 的辦事處遍佈全世界，在 90 多個國家銷售產品，擁有大約 4,000 名員工。

 

安立知股份有限公司為 Anritsu (安立知) 集團在台灣之分支機構。除台北總公司外，在新竹亦設有服務據點，為客戶提供產品、技術應用及售後服務等全方位服務。

###
Anritsu 安立知媒體聯繫:

市場部 actw.marketing@anritsu.com  
公關公司聯繫: 
Patrick Brightman 

3E Public Relations  

pbrightman@3epr.com   

973.263.5475

